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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do po-
miaru zaklécen wywolywanych pracg mechaniz-
mu gramofonu, zwanych zakl6ceniami gramofo-
nowymi, a odbieranych przez przetwornik elek-
troakustyczny i tym samym pogarszajacych jako§é
odbioru.

Dotychczas znano- i stosowano urzadzenie okre-
§lajace poziom zaklécen poprzez pomiar napiecia
na zaciskach wyjSciowych przetwornika. Napie-
cie to odpowiada sumie drgan mechanicznych o
réznych czestotliwo§ciach jakim jest poddany
przetwornik. Poniewaz efekt akustyczny jest za-
lezny nie tylko od amplitudy zaklécen, ale réw-
niez od ich czestotliwo§ci to pomiar taki nie od-
powiada wrazeniu subiektywnemu osigganemu
przez sluchajgcego i w zwigzku z tym uzyskiwa-
ne wyniki mogg byé traktowane jedynie jako
orientacyjne. Mimo, iz czas pomiaru jest krotki,
to zastosowanie omawianych urzgdzen w pomia-
rach kontrolnych jest niedogodne z uwagi na nie-
mozno$§é ustalenia Zrédla powstawania nadmier-
nych =zaklécen przy stwierdzeniu przekroczenia
zatozonego ich poziomu, wskutek braku mozliwo§-
ci okreSlenia czestotliwo§ci poszczegblnych skla-
dowych napiecia zaklécajacego. Stosowano réw-
niez urzadzenia analizujgce napiecie zakl6cefi, na
przyklad woltomierze selektywne, pracujgce w
zakresie czestotliwo$ci do okolo 300 Hz. Uzyski-
wane wyniki pomiaréw s zblizone do odczucia
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subiektywnego, lecz sam pomiar jest pracochlon-
ny i praktycznie moze byé stosowany jedynie
przy pomiarach laboratoryjnych, natomiast nie
nadaje sie do kontroli produkcji masowej.

Celem wynalazku jest opracowanie uriadzenia
do pomiaru zaklécerr gramofonowych dajgcego re-
zultaty jednoznaczme, odpowiadajace wrazeniu
subiektywnemu, a jednocze$nie mogacego znalezé
zastosowanie do 'pomiaréw produkcji masowej.

Cel ten zostal osiggniety przez zastosowanie
analizatora zakl6cen, w ktérym wskaznikiem po-
ziomu zakl6cenn jest lampa oscyloskopowa. Wielko§é
napiecia przykladanego na ptytki odchylenia po-
ziomego lampy jest proporcjonalne do wielkoSci
analizowanej czestotliwo$§ci. Uklad odchylenia
pionowego skonstruowany jako wzmacniacz se-
lektywny, automatycznie przestrajany w zaltozo-
nym zakresie dziala jako wskaZnik poziomu za-
kl6cefi o znanej czestotliwosci. '

Zasadniczg zaleta urzgdzenia wedlug wynalazku
jest mqiliwoéé szybiej analizy napiecia zakl6cen,
latwo$§é ustalenia czestotliwo$ci na ktérych wy-
stepujg najwieksze zaklécenia, a przez to Zrédel
ich powstawania, oraz mozliwo$¢é naniesienia na
ekranie lampy oscyloskopowej dopuszczalnych po-
zioméw i zakres6w zakl6cen.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunku,
na ktérym przedstawiony jest schemat ideowy
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urzadzenia do pomiaru zakldcenr gramofonowych.

Urzadzenie do pomiaru zakl6ceri gramofono-
wych wedlug wynalazku zbudowane jest z prze-
twornika elektroakustycznego A ustawionego na
gramofonowej plycie pomiarowej R z rowkiem
niezapisanym lub zapisanym znang czestotliwos-
cig i amplitudg. Przetwornik A polgczony jest z
cechowanym ttlumikiem T, a ten z kolei ze
wzmacniaczem selektywnym W. Plytki odchyle-
nia pionowego P; lampy oscyloskopowej O polg-
czone s3 ze wzmacniaczem W, a plytki odchylenia
‘ ziomego P, polaczone sg z generatorem G.
: gzmacniacz W i generator G sg ze sobg sprze-
Zone, przy czym sprzeZenie moze byé mechanicz-
ne lub elektryczne. Obwdéd sprzezenia dziala tak,
ze w miare wzrostu czestotliwo$Sci analizowanej,
a tym samym czestotliwoSci wzmacniacza selek-
tywnego W, nastepuje wzrost napiecia w genera-
torze podstawy czasu G i wynikajgce z tego
zwiekszenia odchylenia w poziomie plamki oscy-
loskopu.

Przetwornik elektroakustyczny A ustawiony na
plycie pomiarowej R wprawionej w ruch obroto-
wy o szybkoSci X przez talerz dowolnego badane-
go gramofonu, powoduje powstawanie na wyjsciu
przetwornika A napiecia U, ktére poprzez zapo-
biegajacy przesterowaniu wzmacniacza W tlumik
T i wzmacniacz selektywny W przykladane jest
na piytki odchylenia pionowego P; lampy oscy-
loskopowej O. Wzmacniacz selektywny W prze-
strajany jest automatycznie w zgdanym zakresie
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czestotliwo$ci, praktycznie od kilkunastu do kil-
kuset hercéw z czasem powtarzania cyklu prze-
strojenia rzedu pojedynczych sekund. Na ptytki
odchylania poziomego P, lampy oscyloskopowej O
przykladane jest napiecie z generatora G §ciSle
i trwale =zalezne od czestotliwo$ci wzmacniacza
selektywnego W.

Dzieki tej wspébibieznoSci wielkoS§ci odchylania
poziomego plamki na ekranie lampy oscyloskopo-
wej O i czestotliwo§ci wzmacniacza selektywnego
W stanowigcego analizator, na ekranie otrzymuje
sie obraz analizowanego napiecia zaklécen w po-
staci przebiegu, przy ezym obraz ten przedstawia
wielko§¢ zakl6cen w funkcji czestotliwoSci zaklo-
cen, a przy uzyciu plyty nagranej znang czesto-
tliwoscig, réwniez poziom odniesienia.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do pomiaru zaklécen gramofono-
wych z przetwornikiem elektroakustycznym jako
rejestratorem tych zaklécen znamienne ‘tym, ze
przetwornik elektroakustyczny (A) polgczony jest
przez cechowany tlumik (T) z selektywnym wzmac-
niaczem (W), przy czym wzmacniacz (W) polaczony
jest z plytkami odchylenia pionowego (P;) lampy
oscyloskopowej (0), ktérej plytki odchylenia po-
ziomego (P,) polaczone sg z generatorem podsta-
wy czasu (G) sprzezonym ze wzmacniaczem (W)
w celu synchronicznego przestrajania ich czesto-
tliwoSci.
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